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Anotdcia vysledku: Narastajlca poruchovost digitalnych obvodov spésobena zavadzanim stéle
mensich vyrobnych technolégii polovodi¢ovych suciastok je motivaciou pre vyskum zachovania

vysokej spolahlivosti, a to hlavne v kritickych oblastiach ako doprava, zdravotnictvo ¢i vesmirne misie.
Cielom vyskumu je zvySovanie dlhodobej spolahlivosti tychto obvodov, konkrétne na urovni logiky [1]
a pamati RAM [2] vo vnorenych systémoch na Cipe. Obe nase navrhnuté rieSenia pouzivaju metddu
pridavania zaloZnych prvkov. V [1] je navrhnuta nova architektdra s vyuZzitim tzv.
rekonfigurovatelnych logickych blokov uréena pre ndhodnu logiku. V [2] je navrhnuta nova
architektura pre zvysenie efektivity detekcie a spracovania informdcii o nadjdenych poruchach

v pamatiach RAM. Experimenty ukazali, Ze obe rieSenia maju pozitivny vplyv na spolahlivost
zadlohovanej ¢asti systému s nahodnou logikou [1], resp. pamati RAM [2] aZ do vysky 5 %. Obe
navrhnuté rieSenia sa zamerali okrem spolahlivosti aj na dalsi doleZity parameter, a to na redukciu
miery pridanej plochy Cipu, spésobent pridanim zaloh. Tuto mieru sa v oboch pripadoch podarilo
udrzat na nizkej Urovni.
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